Streszezenie doktoratu
Charakterystyka wybranych wladciwosei powierzchni biodegradowalnych rusztowan

nanowloknistych na potrzeby inzynierii tkankowej

Przedstawiona praca dotyczy mikroskopowych metod badania wybranych wiasciwosci
widkien biodegradowalnych rusztowan nanowldknistych wytworzonych na potrzeby inzynierii
tkankowej. W poréwnaniu do stanu techniki pomiarowej w tym obszarze, oryginalnym
podejsciem przyjetym w pracy jest przejscie od badania wiasciwosei pojedynczych widkien, do
badania splotu wiékien we widkninie. Pozwala to na uzyskanie szczegtowych informacji
o gotowym produkeie inzynierii tkankowej.

Problemem naukowym podjetym w pracy jest efektywna metoda ilodciowego
i jakosciowego badania topografii i pomiaru wlasciwosci mechanicznych  widkien
w biodegradowalnych rusztowaniach wytworzonych na potrzeby inzynierii tkankowej w oparciu
o technike mikroskopii sit atomowych (ang. Atomic Force Microscopy). Wykazano, ze technika
AFM pozwala na obrazowanie topografii wioknin z nanometryczng rozdzielczoscia. Ponadto,
moze by¢ wykorzystana do ilosciowego pomiaru réznic sztywnosci, kontrastu fazowego i sit
adhezji migdzy ostrzem sondy skanujgcej a badanym materialem. Rozdzielczogé mikroskopu
AFM zostata poprawiona w oparciu o wykorzystanie sond skanujgcych modyfikowanych
z uzyciem skupionej wigzki jonéw (ang. Focus Ion Beam).

Opracowana metoda obrazowania topografii i pomiaru wybranych wiasciwosci
mechanicznych zostata zweryfikowana w badaniach elektroprzedzonych wtéknin do zastosowari
w inzynierii tkankowej. Przeprowadzone badania nanowldknistych rusztowan oraz wplywu
procesu degradacji hydrolitycznej na wybrane wiasciwosci mechaniczne w skali mikro
i nanometrycznej w petni potwierdzily przydatno$é¢ opracowanych metod. Uzyskane wyniki
pozwolily jednoczesnie na optymalizacjg opracowanych produktéw inzynierii tkankowej.

Stowa kluczowe: A : S B s
- Mikroskopia sit atomowych, inzynieria tkankowa, elektroprzedzone widkna, nanomateriaty,
biomateriaty.
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